


 

 

 

 پلیت کروماتوگرافی لایه نازک

 BTP-9925شماره کاتالوگ : 

 

 

 شرح                                                پارامتر فنی                            

 صفحه آلومینیومی با پوشش سیلیکاژل  شکل ظاهر

نشانگر  -اتصال دهنده -پلیمر سنتزی -60 سیلیکاژل ترکیب مواد

 نانومتر 254 فلورسانس

 Cm20×20 اندازه صفحه

 µm 10-12 میانگین اندازه ذرات

 µm 10-15 توزیع اندازه ذرات

 آنگستروم 60میانگین  اندازه حفره 

 µm 200 ضخامت لایه

 min 12-200 برای انواع مواد  زمان جداسازی معمول

 لکه 10داکثر ح Cm (20 ×20 ) تعداد نمونه قابل اندازه گیری در هر صفحه

 µl 1-5 نیازحجم نمونه مورد 

 برابردر TLCپلیت   :پایداری فیزیکی و شیمیایی پایداری

 پس از رنگ آمیزی  همچنین حلالهای آلی و

 و لکه گذاری پلیت پایداری مکانیکی: در هنگام برش

 دور از رطوبت و بخارات آزمایشگاهی نگهداریشرایط 

 + درجه سانتیگراد30+ تا 2دمای 

 (Data Sheetبرگه اطلاعات فنی )


